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beiden Objekte konnen durch einen Schlitten und das 
Bett etner Bearbeitungsmaschine gebildet sein. 

Die beiden nullsymmetrischen periodischen Abtastsi- 
gnale SI , S2 werden zum anderen einer Fehlermeldeein- 
richtung F zugefiihri, die zwci parallele Triggersiufen 
TSl, TS2 in Form sogenannier Fensienrigger aufweisi. 
die jeweils eine gleiche obere Triggerschwelle und cine 
gleiche untere Triggerschwelle aufweisen. Die beiden 
nullsymmetrischen periodischen Abiasisignale SI, S2 
beaufschiagen jeweils eine dcr beiden Triggersiufen 
TSl, TS2, denen ein Undgatter UG nachgcschalict ist. 
Am Ausgang dieses Undgatters UG stehi ein Fehlcrsi- 
gnal FS an. wenn die Amplitudenhohen einer oder bei- 
der periodischer Abtastsignale SI. S2 unter die Trigger- 
schwellenspannungen der beiden Triggersiufen TSl, 
TS2 absinken oder wenn eine fehlerhafte Phasendiffe- 
renz zwischen den beiden nullsymmetrischen peri- 
odischen Abtasisignalen SI, S2 auftritt 

Zur Bildung der beiden biniren MeQsignale MSI. 
MS2 in Form von periodischen Rechtecksignalen wer- 
den die beiden nullsymmeirischen periodischen analo- 
gen Abiasisignale SI. S2 in ihren Nulldurchgangen mil- 
tels der beiden MeBirigger MTl. MT2 getriggert. Fiir 
eine derartige einwandfreie Triggerung der peri- 
odischen Abtastsignale SI, S2 und damit fur einwand- 
freie MeBwerte MWl, MW2 sind ausreichend groBe 
Amplitudenhohen der beiden nullsymmetrischen peri- 
odischen Abtastsignale SI. S2 erforderlich. Die fiir eine 
einwandfreie Messung noch zulassigen minimalen Am- 
plitudenhohen der beiden nullsymmetrischen peri- 
odischen Abtastsignale SI. S2 werden mittels der obe- 
ren Triggerschwellenspannung und der unteren Trig- 
gerschwellenspannung der beiden Triggersiufen TSl, 
TS2 der Fehlermeldeeinrichtung F Qberpruft Unter- 
schreiten eine oder beide Amplitudenhohen der beiden 
periodischen Abtastsignale St, S2 betragsmaDig die bei- 
den Triggerschwellenspannungen der beiden Trigger- 
siufen TSl. TS2. so erscheini am Ausgang der Fehler- 
meldeeinrichtung F das Fehlersignal FS. 

Eine solche Verminderung der Amplitudenhohen der 
beiden periodischen Abtastsignale SI. S2 erfolgi in der 
Regel durch eine alieningsbedingte Helligkeiisabnah- 
me der Beleuchiungseinheit B. beispielsweise in Form 
einer oder mehrerer Leuchtdioden oder Lampen, durch 
Verunreinigungen oder Beschadigungen der Teilung T 
des Teilungslragers TT oder der Abtastteilung AT der 
Abiasiplaite AP sowie durch Alterung der Photoele- 
mente Pi— P4 im Laufe der Zeii. Der Zeiipunki des 
Aufireiens dieses Fehiersignals FS infolge zu geringer 
Amplitudenhohen der periodischen Abtastsignale SI. S2 
ist somit unbestimmt und kann insbesondere bei einer 
laufenden Messung. beispielsweise bei der Bearbeiiung 
eines Werksiiickes auf einer Bearbeitungsmaschine. 
, durch die sofort notwendige Unierbrechung des Bear- 
beitungsvorgangs und durch die erforderliche Wieder- 
jnstandsetzung zu kostenintensiven Fehlzeiten fuhren. 

In der Auswerteeinrichtung W sind Versorgungs- 
spannungen V. M (M = Masse) fur die MeOtrigger MTl, 
MT2, den Z^hler die Anzeigeeinheit AZ sowie fiir die 
Triggersiufen TSI.TS2 und das Undgatter UG der Feh- 
lermeldeeinrichtung F vorgcsehen. Diese Versorgungs- 
spannungen V, M werden uber Versorgungsleitungen 
VLI. VL2 gleichfalls der Lichiquelle La und den beiden 
Versiarkern VI , V2 der Abtasteinrichtung A zugefuhri. 

ErfindungsgemaB wird zur Uberprufung der Ampli- ; 
tudenhohen der beiden nullsymmetrischen periodischen 
Abtastsignale S1.S2 die normale Versorgungsspannung 
V for die Abtasteinrichtung A fur eine bestimmte PrOf- 



zeit T veranderi, indem beispielsweise die normale Ver- 
sorgungsspannung V = 5VoIt auf eine reduzierie Ver- 
sorgungsspannung Va-4Voll abgesenkt wird. Zu die- 
sem Zweck ist in der Auswerteeinrichtung W eine Span- 
5 nungsschalteinheii SS vorgesehen. d[e uber einen Schal- 
ter ST mil der normalen VersorgulTgsspannung V ver- 
bunden ist. Am Eingang ES der Spannungsschalieinheit 
SS liegi siandig die normale Versorgungsspannung ' 
V«5Voli an. die bei geoffneiem Schalter ST auch am 
10 Ausgang AS der Schaltspannungseinheii SS ansteht; bei 
geschlossenem Schalter ST steht am Ausgang AS der 
Spannungsschalieinheit SS die reduzierie Versorgungs- 
spannung Va =4Volt an. 
Nach Fig. 2 besitzt die Lichiquelle La in. Form einer 
15 Gliihlampe im Neuzusiand bei der normalen Versor- 
gungsspannung V = 5Volt den relativen Helligkeitsgrad 
H = l und bei der reduzierlen Versorgungsspannung 
Va=4Volt den relativen Helligkeitsgrad H«Op. Im 
Neuzusund der PositionsmeOeinrichtung wird durch 
20 SchlieBen des Schalters ST fur die Priifzeit T die norma- 
le Versorgungsspannung V=« 5 Volt fur die Lichiquelle 
La auf die reduzierie Versorgungsspannung Va = 4Volt 
abgesenkt, so daB sich der relative Helligkeitsgrad H = T . 
der Lichiquelle La auf den relativen Helligkeitsgrad 
25 Ha = 03 vermindert und dadurch auch die Amplituden- 
hohen der periodischen Abtastsignale SI, S2 reduziert 
werden. Diese reduzierlen Amplitudenhohen der peri- 
odischen Abtastsignale SI, S2 werden durch nicht ge- 
zeigte Miitel so eingestelll. daB wahrend der Prufzeii T 
30 die Fehlermeldeeinrichtung F kein Fehlersignal FS aus- 
gibi. da die reduzierlen Amplitudenhohen der beiden 
periodischen Abtastsignale SI, S2 wahrend der Priifzeit 
T betragsmaBig iiber der oberen Triggerschwellenspan- 
nung und der unteren Triggerschwellenspannung der 
35 beiden Triggersiufen liegen und somit eine einwand* 
freie Triggerung der beiden periodischen Abtastsignale 
SI. S2 durch die beiden MeBtrigger MTl, MT2 gewahr- 
leisiet ist. Die beiden Verstarker VI, V2 der Abtastein- 
richtung A werden durch die reduzierie Versorgungs- 
40 spannung Va»4Volt in ihrer Arbeiisweise nicht beein- 
trachiigi und die Elemente der Auswerteeinrichtung W 
und der Fehlermeldeeinrichtung F werden ohnehin aus- 
schlieBlkrh von der normalen Versorgungsspannung 
V - 5Volt beaufschlagt^ 
45 Im Laufe der Zeit werden die Amplitudenhohen der 
beiden periodischen Abtastsignale SI, S2 diirch Alte- 
rung der Photoelemente PI — P4 und zus^tzlich durch 
eine alierungsbedingle Helligkeitsabnahme der Lichi- 
quelle La sowie durch Verunreinigungen oder Beschadi* 
50 gungen der Teilung T des Teilungslragers TT und der 
Abtastteilung AT der Abiastplatie AP allmahlich abzu* 
nehmen, so daB zu einem nichi vorhersehbaren Zeit- 
punkidie Fehlermeldeeinrichtung F ein Fehlersignal FS 
abgibi, weil wenigsiens eine der Amplitudenhohen der 
55 beiden periodischen Abtastsignale SI, S2 unter die Trig- 
gerschwellenspannungen der beiden Triggersiufen TSl. 
TS2 abgesunken sind, so daB eine einwandfreie Trigge- 
rung der beiden periodischen Abtastsignale S 1 , S2 durch 
die beiden MeBtrigger MTl, MT2 zur Gewinnung der 
60 MeBwerte MWl. MW2 unmoglich gemacht wird. Da 
dieses Auftreten des Fehiersignals FS im allgemeinen 
wahrend des Betriebes der PosiiionsmeBeinrichtung . 
also wahrend eines MeBvorganges. beispielsweise bei 
dcr Bearbeiiung eines Werksiucks auf einer Bearbei- 
65 tungsmaschine, erfolgen wird, muB der MeBv rgang 
und damit die Bearbeiiung zur Vermeidung von Fehl- 
messungen sofort unterbrochen werden» so daB kosten- 
intensive Fehlzeiten diirch die erforderliche Behebung 
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Abstract (Basic) : EP 352643 A 

wires ho i-.rr. rAA^4= 7 , ' ^^^^ photoelectric cells (P1-P4) 

wires to two differential amplifiers (VI, V2) 

As the scales (T,AT) are moved relatively (X) the n^r^oH^^ 
signals (U1-U4) with 90 H^rt r^v,^o ^-^^ ^ ' periodic scan 

•r^Z^ Z ^ ^* phase differences produce two 

and brightness are reduced wherein the lamp supply voltage (V) 
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Abstract (Equivalent): DE 3825869 C 
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